Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LE 015
Data emiterii Anexei nr. 1: 28.05.2020

METRON SERV SRL

prin Laborator de metrologie

Focsani, Str. Agriculturii nr. 15, judetul Vrancea

A. Etalonari in localuri permanente

Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare? masurare/ de m3 2 Observatii
< < e masurare
etalonarii Procedura
1. | VOLUM/ 0,002 ml +2 x 104 x
Sticlarie de 0.1 zml la 10m + PSL - 06, V V - Volum méasurat
laborator ed.4, rev. 1
>10 ml la 2 000 ml 001ml+2x104xV | V - Volum masurat
2. | voLuwm/
Aparat 5l la 1000 pl -1 PSL-07 5x10°xV V - Volum masurat
volumetric ed.3, rev. 1
cu piston
>1 000 pl la 100000 gl 3 x10°%xV \/ - Volum masurat
3. MASA/ . Etalonare cu greutati
Avarat de 0,001 g la  2000g - 2%x10°xM P o £ 9
gﬁr}fggﬁmam >2000  la 55k | eddrev.0 | - 2x108xMr | SAonae Cugreudl
neautomata R Etalonare cu greutati
>55 kg la 1500 kg 6x10°xM clasa F2 si M1
4. | MASA/ 1mg 0,003 mg
Greutate etalon 2mg 0,003 mg
5mg 0,003 mg
10 mg 0,003 mg
20 mg 0,003 mg
50 mg 0,004 mg
100 mg 0,005 mg
200 mg 0,006 mg
500 mg 0,008 mg
19 0,010 mg Clasa E2, Conform
29 -/PSL-08 0,012mg OIML R111
5¢g ed.3, rev.0 0,016 mg
10g OIMLR 111: 0,020 mg
209 2004 0,025 mg
50g 0,03 mg
100 g 0,05 mg
200 g 0,10 mg
500 g 0,25 mg
1 kg 0,5mg
2 kg 1,0 mg
Clasa F1, Conform
20kg 30mg OIML R111
5kg 25mg Clasa F2, Conform
10 kg 50 mg OIML R111
500 kg 8¢g Clasa M1, Conform
1000 kg 16 g OIML R111
5. | TEMPERATURA | -80°C la -40 °C - | PSL-01 02°C
[Termometru din | >-40°C la 1509C | ed.3, rev. 2 0,08 °C
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare” masurare/ de masurare 2 Observatii
etalonarii Procedura
sticla cu lichid 51500C  Ia 200 °C 0.2°C
6. | TEMPERATURA | -80°C la -40°C -/ PSL-02 0,25°C
[Termometru >-40°C la 150 °C ed.3. rev 2’ 0,15°C
digital _|>150°C la 200°C T 0,25 °C
| JFPERATURA | g0c 0 +1000C 06°C
Incinta
termostatata si >+100 °C la +200°C 0,8°C
camera de clima
JEMPERATURA | g0ec 1 +1000C 0,6°C
Incinta
termostatata — >+100 °C la +200°C 0,8°C
baie de lichid -/PSL-03
TEMPERATURA ed.4, rev. 1
/ DKD - R 5-7:
nen& - laqi00c la +1400C 2003 0,8°C
termostatata —
sterilizator cu
abur i}
IEMPERATURA +200 °C la +500°C 2,50C
Incinta
termostatata — 0 n 0
cuptor de >+500 °C la +10000C 50C
laborator
8. |PH -/PSL-05
pH-metru O gl la 14 pH ed.3, rev. 0 0,04 pH
9. | CONDUCTIVITAT 2000 - IPSL-39 .
E 20 pS/cm la s/em ed2 rev. 0 2,5%
Conductometru H T
10. | ABSORBANTA/ - IPSL-22 Interval spectral
Spectrofotometru g0 unu R Y~ ed.4, rev. 1 0,006 unu (190 ... 1100) nm
11. | UMIDITATE/
Higrometru si - IPSL-11
H 0, 0, 0
termohllgrometru 10% UR la 90% UR ed.1, rev. 0 2,5% UR
mecanic sau
electronic
12. | Lungime - -/ PSL-14
subler mecanic | 0 mm la 2000 mm ed1. rev 1 20pm +15x106x L | L-valoare masurata
sau digital T
13. | Lungime -
Micrometru
mecanic sat 1 o mm la 2000 mm 2um + 15 x 106x L
digital de
exterior, - | PSL-15, o .
adncime ed.1, rev.1 L-valoare masurata
Lungime -
Micrometru Omm  la  300mm 2pm +15x 10%x L
mecanic de
interior
14. I(-:l;:?::rzt_o ] 0 mm la 100 mm ;QF;S::& 3um+15x10€xL | L - valoare masurata
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare? masurare/ ) Observatii
o . de masurare 2
etalonarii Procedura
mecanic sau
digital
15. | Unghi plan -
Aparat pentru
reglarea si OcmMOm o S0cm/10 | J/PSL9, 1,5cm/ 10 m
verificarea m ed.1, rev.1
farurilor la
autovehicule
16. | Unghi plan- UNGHI CADERE
Aparat pentru
reglarea si _
verificarea 5¢ la +30 (;ldlzst:,oi 2°00”
sistemului de % e
directie auto UNGHI CONVERGENTA
-30 la +30
17. | Presiune/ 0 Pa la 70x10°Pa 0,002 x 105 Pa
Manometru cu > 70 -/ PSL - 18,
afisare digitala x105Pa la 700x10%Pa | ed.1,rev.1 0,02 x 105 Pa
sau analogica
18. | Momentul 2Nm la 10 Nm
fortei-Cheie si >10 Nm la 100 Nm -/ PSL-17, 0,7 %
surubelnita ed.1, rev.0/
dinamometrica >100Nm  la 500 Nm
19. | Tensiune OmV la 100mV 5x10-6 xU +0,002mV
continua >100mV  la 1V 4x10-6 xU +0,002mV
mésurare/ >V la 10V -IPSL-21, | 4x10¢ xU +0,005mV | ,, . . N
Multimetru/ >10V la 100V ed.1, rev.1 5x106 xU + 0,09mV U-mérimea masurata
Voltmetru 8x10€ xU + 0,1mV
digital/analogic >100V la 1000V
20. | Tensiune 14x10-5 xU +
alternativa 2V TWmv 0,005mV
masurare / f=40 Hz/ 13x10-5 xU + 0,004
Multimetru/ 100mV G v PSL-21, mV
Voltmetru -
digital/analogic >V la 10V edd,rev.t | 10x105xU +0,AmV | _marimea misurats
>10V la 100V 20x10-5 xU + 0,001 V
f=50 Hz/
>100V la 1000V PSL-21, 32x105xU + 0,01V
ed.1, rev.1
21. | Curent continuu 10uA la 100uA 4x10-5 xI + 0,007pA
masurare/ >100pA la 1mA 7x10-° x | + 0,003pA
Multimetru/ >1mA la 10mA I PSL-21 5x105 x | + 0,04uA
Ampermetru >0mA  la  100mA ; 41 r;v 1 7x105x 1+ 0,54A | I-mérimea misurata
digital/analogic | >100mA Ia 1A T 1x10+ x | +0,01mA
>1A la 3A 5x104 x | + 0,5mA
>3A la 10A 6x104x 1+ 0,4mA
22, 02mA la 1mA 2x104 x | + 0,03pA
Curent
alternativ >ImA la 10mA f =40 Hz/ 2x104 x | + 0,2|JA
mésurare /| PSL-21, 2,1x104x | + L N
Multimetru/ >10mA la 100mA ed.1, rev.1 0,001mA I-marimea masurata
g\_m.pelr/met:fu ) >100mA la 1A 3x104x 1+ 0,00mA
igitalfanalogic |y, ™ 3A 2x103 x 1 + 0,0001A
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare" masurare/ de m3 2 Observatii
o L e masurare
etalonarii Procedura
f=45Hz/
>3A la 10A PSL-21, 2x10-3 x 1+ 0,0015A
ed.1, rev.1
23. | Rezistenta 0Q la 10Q 2x10°x R + 0,08mQ
electrica >10Q la 100Q 9x106 x R + 0,2mQ
masurare/ >100Q la 1kQ 4x10x R +1,0mQ
Multimetru >1kQ la 10kQ -/ PSL-21, 7x106x R +0,001Q R — mari ssurat
digital / >10kQ  la 100kQ | ed.,rev.d | 10x10SxR+0,04Q | & Mmarmeamasurata
analogic >100kQ Ia 1MQ 15x106 x R +0,2Q
>1MQ la 10MQ 5x105 x R +0,01kQ
>10MQ la 100MQ 2x104 xR+ 0,1kQ
24, | Rezistenta 0,01Q 10x106 Q
electrica / 0,1Q 10x10€ Q
Rezistoare de 10 20x10¢ Q
valoare unica 10Q 12x10° Q
100Q 10x10-4 Q
1kQ (;’dpf';:,“i 10x10° kQ
10kQ B 10x10-5 kQ
100kQ 10x10-4 kQ
1IMQ 15x106 MQ
10MQ 4x104 MQ
100MQ 4x102 MQ
25. | Rezistenta 40x10€ xR +
electrics | 010 LAaail0 0,08mQ
Rezistor in 10Q la 100Q 25x10¢x R + 0,2mQ
decade 100Q la 1000Q 25x10€ xR + 0,5mQ
1kQ la 10kQ -/ PSL-25, | 25x10x R + 0,005Q R — marimea misurats
10kQ la 100kQ ed.1,rev.0 | 25x106x R +0,05Q
100kQ la 1000kQ 30x10x R +1Q
1IMQ la 10MQ 80x10€x R +10Q
6x104xR +
10MQ la 100MQ 0,001MQ
26. | Tensiune omvV la 200mV 1x10-¢ xU + 0,001mV
continua/ y
generars >200mV la 2V 3x106 xU + 0,001mV
Calibratoare de >2V la 11V 3x10¢ xU + 0,004mV | y—mirimea misurati
tensiune ( >11V la 20V -/ PSL-23, 4x10-¢ xU +0,003mV
. . ed.1, rev.0
multifunctionale) S20V | 2x10% xU + 0.0001V
, surse de a 200V ’
tensiune >200V  la 1000V 6x10-¢ xU +0,0001V
21. | Tensiune 100mV  la  200mV 2104 xU + 0,003mV
electrica in
curent >200mV  la v 8x10° xU + 0,00009V
alternativ f=55Hz/ - - 5 5
geqerarel SoV la 20V PSL-23, 9x10° xU + U-marimea masurata
Calibratoare/ ed.1, rev.0 0,0006mv
Surse >0V la 200V 9x10 xU + 0,006V
>200V la 1000V 1,8x10+4 xU + 0,015V
28. E:;:’I:Lu OpA la 200pA . PSL-23, | 2x10°x1+0,0004pA | | 5rimea masurats
generare/ >2000A la  2mA ed1,rev.0 | 24105x1+0,001pA
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine extins3
crt. | obiect supus Interval de masurare" masurare/ i Observatii
S < de masurare 2
etalonarii Procedura
Calibratoarede | >23mA 12 20mA 2x10% x | + 0,008yA
curent 425105 x [+
(multifunctiona- | >20mA la  200mA | ’é 008 X A
le), surse de 2 m
curent >200mA la 2A 2x10+4x 1+ 0,00002A
>2A la 10A 5x10+x 1+ 0,0001A
29. | Curent 100pA la 200pA 5x104 x 1 + 0,02uA
alternativ 3x104 x 1+
generare/ >2000A  la 2mA f=55Hz/ 0,0002mA o L
Calibratoare/ >2mA_ la__ 20mA PSL-23, | 3x104x1+0,002mA | -marimea masuratd
Surse >20mA  la  200mA | edd,rev.0 | 3x10“xI+0,02mA
>200mA la 2A 9x104 x 1+ 0,0001A
>2A la 10A 10x10< x| + 0,001A
30. | Rezistenta 00 10x10-€Q
electrica in 1Q 20x10-Q
curept 10Q 12x10-5Q
contlnuul 100 Q 10x104Q
generare 1kQ -/ PSL-23 10x10kQ
i ’ R - marimea masurata
gs'r':;amre’ 10 kQ ed.1, rev.0 10x10°kQ
100 kQ 10x10-4kQ
1MQ 15x10-6 MQ
10 MQ 4x104MQ
100 MQ 4x102MQ
M — mas& masurata
*Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cantarit cu functionare
neautomata etalonat si totodata nu vor fi mai mici decét incertitudinea greutatilor etalon utilizate la etalonare.
1) Intervalul de masurare poate fi exprimat si ca o valoare singulara.
2) Incertitudinea extinsa de masurare:
- este cea mai mica incertitudine de masurare, disponibila clientului, obtinuta in conditii normale de masurare;
- este estimata in conformitate cu EA 4/02 si reprezintd incertitudinea standard extinsa cu un factor de extindere k=2,
corespunzétor unui nivel de incredere de aproximativ 95%.
B. Etalonéri la fata locului
Nr. Méasurand/ Conditii de Incertitudine
crt. obiect supus Interval de masurare? masurare/ | extinsa de masurare Observatii
etalonarii Procedura 2)
31. | MASA/ oy M Etalonare cu greutati
Aparat de cantarit 00019 la 20009 2x10%xM clasa E2
cu functionare -/ PSL-04 Etalonare cu greutati
neautomata >2000g la 55 kg 2x 105 x M* clasa E2 si F2
ed.3, rev.0 i
Etalonare cu greutati
>b5 kg la 1500 kg 6 x 105 x M* clasa F2 si M1
32. | TEMPERATURA/ . 0 0
Incinta termostatats | - 40°C la +100 °C -/PSI;(;?/31ed.4, 0,6°C
sreameradecima | 2100y +a000c | DKD-R57 08°C
TEMPERATURA/ |-40°C _ 1la__ +100°C 2004 06°C
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine
crt. obiect supus Interval de masurare? masurare/ | extinsa de masurare Observatii
etalonarii Procedura 2
Incinta termostatata
—baie de lichid 0>€100 la +2000C 0.89C
TEMPERATURA/
Incintd termostatata | + 110°C la +140C 1,00C
—sterilizator cu abur
TEMPERATURA/ 1 12000 1a +5000C 25C
Incinta termostatata
—cuptor de laborator :5500 la +1000°C 50C
33. | PH/ -/PSL-05 ed.3,
oH-metru 0pH la 14 pH rev. 0 0,04 pH
34. | CONDUCTIVITATE/ | 20 - [PSL-39 ed.2, 0
Conductometru uS/cm '8 2000 pSem rev. 0 2.5%
35. ABSORBANTA/ 0,010 - |PSL-22 ed 4, Interval spectral
Spectrofotometru unu la 2,000 unu rev. 1 g (190... 1 100) nm
36. | LUNGIME/ 01mm la 1,5mm -/PSL-09 ed.1, | 12um+0,6x103x} | |i- Alungire masurata
Extensometru rev. 1
>1,5mm la 25mm SREN ISO 25um+0,1x103xk | |- Alungire masurata
9513:2013
37. | ENERGIE, -/PSL-10 ed.1,
LUCRU MECANIC/ ed. 1
Ma$|na(aparat) pentru 104 la 500 J SREN 148: 06% l\/_letoc{a de etalonare
incercat la soc 2017 directa
ASTM E23-16
38. | FORTA/ -/ PSL-26 ed.3, Tractiune si
Masina de rev. 0 0,5% compresiune
incercare statica a UL la 100 kN SRENISO
materialelor la 7500-1: 2016
tractiune si ASTM E4-16 0 .
compresitne 100 kN la 1MN 0,5% Compresiune
39. | DURITATE/
Masina (aparat) 20HRA la  80HRA | -/PSL-12ed1,
pentru incercarea rev. 1
statica a duritaii SRENISO 1,3HR
metalelorprinmetofa | 20HRB  Ia 100 HRB 6508-2: 2015
Rockvell, Brinell, ASTM E10-17
Vickers 20HRC la 70 HRC
150 550
HBW- la HBW -
1/30 1/30
Metoda de etal
150 500 J/PSL-12 ed1, i caonare
HBW- la HBW - rev. 1
251875 2,5/187,5 SRENISO 18Y%
100 500 6506-2: 2014 o7
HBW- la HBW - ASTM E18-17
5750 5750
200 500
HBW- la HBW -
10/3000 10/3000
200HV5 la 750 HV5 1,8%
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Nr. Masurand/ Conditii de Incertitudine
crt. obiect supus Interval de masurare? masurare/ | extinsa de masurare Observatii
etalonarii Procedura 2
200HV10 la 750 HV10
150 HV20 la 800 HV20
-/ PSL-12 ed .1,
150 HV30 la 800 HV30 rev. 1
150HV50 la 750 HV50 SRENISO
6507-2: 2006
ASTM E92-17
150 i 750
HV100 HV100
40. | Unghi plan -
Aparat pentru
reglarea i ocmAom la  60cmiom | 7 PS1%eds b5 i tom
verificarea rev.1
farurilor la
autovehicule
41. | Unghi plan - UNGHI DE CADERE
Aparat pentru
reglarea si -5° la +5° -/ PSL-20
verificarea " ed.1. rev.q 2'00”
sistemului de UNGHI CONVERGENTA kb
directie auto .30 la 430

M — masa masurata

*Incertitudinile raportate de laborator vor depinde de caracteristicile metrologice ale aparatului de cantarit cu functionare

neautomata etalonat si totodata nu vor fi mai mici decét incertitudinea greutatilor etalon utilizate la etalonare.

1) Intervalul de masurare poate fi exprimat si ca o valoare singulara.
2) Incertitudinea extinsa de masurare:

- este cea mai mica incertitudine de masurare, disponibila clientului, obtinuta in conditii normale de masurare;

- este estimata in conformitate cu EA 4/02 si reprezintd incertitudinea standard extinsa cu un factor de extindere k=2,

corespunzator unui nivel de incredere de aproximativ 95%.

Sfarsit document

Alina Elena TAINA

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
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